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 测量功能

开关参数 反向恢复参数

短路参数

SP26DD软件可测量开关参数、反向恢复参数、栅极电荷、短路参数、雪崩能量.

 模块/单管驱动、测试板

EasyPack 1B EasyPack 2B

单管

 产品亮点：
 可快速更换驱动板
 5kV隔离电压
 ⾃动化测试模块
 ⽆需⼈⼯更换探头
 快速测试模块

 产品亮点：
 可调栅极电压
 5kV隔离电压
 单通道驱动板
 可兼容多种测试封装
 可兼容多个测试参数
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主要特点
 带宽500MHz、1000MHz
 最佳系统精度 1.5%
 ⾼达160 dB CMRR光隔离探
 12位示波器的精密增益校准保

证最佳的结果
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① 功率半导体的来料检验
② 功率半导体的动态参数验证
③ 实验室的器件评估
④ 功率半导体的⽣产检验和筛选
⑤ 实验室的驱动设计改善
⑥ 实验室的PCB设计评估
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